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内容概要

本书为配合数字电路课程的教学以及教学改革而编写，目的在于强化动手能力、创新能力的培养和提
高。

    本书分为“基础知识”、“单元实验”和“课程设计”3部分。
第一部分基础知识简要介绍了数字电路设计的相关器件（单片机、DSP、嵌入式系统、可编程器件）
，使初学者对这些器件的开发有大致的了解。
第二部分单元实验包括基本门特性分析、TTL电路单元实验，时序/组合逻辑实验。
第三部分课程设计包括了GAL和TTL的综合实验、高密度可编程器件CPLD实验、单片机、DSP实验等
内容，突出EDA技术的设计思想。

    本书可作为高等学校计算机、电子、通信、自动化等专业的配套辅助教材，亦可作为相关专业课教
师及实验室技术人员的参考书。
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